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APPLICATION FIELD

测试数据

CUSTOMER VALUE

客户价值

自动化操作：自动校准功能、模块识别功能、一键式流程，可以有效降低实验难度，提高实验效率，非常适合需要快速迭代的研发场景
大面积光子计数探测器：可同时采集多角度数据，结合 AI 辅助分析，快速完成物相识别或应力分布计算，加速实验-反馈循环

提升科研效率 （自动化 + 高通量，缩短研发周期）

高精度与低噪声：高精密光学元件，对X射线光束进行准直和单色，配合多能量阈值可选的光子计数探测器，可以有效降低噪声信
号，提高实验的分辨率，确保弱信号样品的精准检测，提高实验数据的可靠性
稳定性与重复性：高精度机械加工，配合光学编码器形成的全闭环控制，保证了测角仪的运动精度、稳定性、长期可靠性，可以满足
工业质量控制（如半导体晶圆检测）对可重复性的严苛要求

提升数据的质量与可靠性 （高灵敏度 + 稳定性，确保数据可靠性，支持高精度工艺控制）

灵活性（模块化设计，兼容性强，扩展性强，满足跨领域需求，适应技术趋势迭代） 易用性（智能化操作降低技术门槛，远程协作提升资源利用率）

低维护与高寿命：标配的陶瓷密封X射线管，使用寿命长，日常无需维护成本
模块化设计与扩展性：用户无需为不同需求购置多台设备，通过升级附件，即可扩展新的功能，降低初期投资和后续升级成本
节约人力成本：自动化操作减少对专业操作员的依赖，新手经过短期培训即可独立完成复杂测试，有效降低人力资源投入

节约运行成本（低维护设计 + 模块化扩展 + 自动化设计，降低全生命周期成本）

SXRD-HR100是一款高分辨、多功能、自动化为一体的X射线衍
射仪，其测试范围覆盖了粉末、薄膜、纳米材料等各类材料，
广泛应用于材料科学、能源、半导体、医药等领域。

PRODUCT INTRODUCTION

产品简介

TECHNICAL CHARACTERISTICS

技术特点

大功率光管（两种靶材可选）

Cu靶：标配光源，波长=1.54Å，适用于绝大部分X射线衍
射实验和应用场景

Mo靶：波长=0.71Å，主要针对轻元素（如 Li、B）材料和
超高分辨（如半导体应变层）的衍射实验

超高分辨率

高精度测角仪，配合光学编码器的全闭环控制，可实现的
定位精度为 ±0.0001°

X射线多层膜反射镜（Goebel镜），用于X射线光束修饰，
可将光束准直性提高到0.03°以内，并有效去除特征光谱中
的Kβ部分

Ge220双晶单色器，用于X射线光束修饰，可进一步提高光
束单色性，是超高分辨率衍射的必备光学元件

可选配二维单光子计数探测器，具有大面积（有效面积 77.1 
x 38.4毫米）、高空间分辨率（最小像素75x75 微米）和高
计数率

产品特色

标配密封陶瓷X射线光管，功率大，亮度高，可持续工作，长期可
靠性好

高运动精度测角仪，配合高精密光学元件，可提供高准直、高单色
的X射线光束

二维光子计数探测器，具有很高的空间分辨率，可以大幅度提高测
试效率

具有良好的兼容性和扩展性，支持模组快捷切换，以满足不同应用
场景的需求

智能光路系统：光路自动切换、模组自动识别

模块化与自动化设计

系统具有模组自动识别功能，可随时了解系统配置状态

光路自动调整，可有效降低实验难度，提高实验效率

不同光路之间可自动切换，大大提高实验的自动化程度

XRD-HR100测试数据： XRD全谱测量

全谱范围内峰位线性度  ≤ ±0.005°

-HR100 测试数据

NIST Al 2O3 标样峰位

高角度弱衍射信号清晰

NIST 刚玉表样


